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Miejsce przedmiotu w programie studiow:
-Przedmiot podstawowy

Zatozenia i cele przedmiotu:
-Uzyskanie wiedzy i umiejetnosci z zakresu metod analizy budowy krystalicznej zwigzkow
nieorganicznych i organicznych. Zapoznanie sie z obstugg dyfraktometrow rentgenowskich
cztero- dwu kotowych rentgenograficznych stosowanych w analizie strukturalnej polikrysztatéw i
monokrysztatéw. Badania wtasno$ci termicznych substanciji metodg DSC.

Tresci programowe przedmiotu (opis przedmiotu):
-W ramach laboratorium Student poznaje podstawowe typy struktur elementy symetrii w oparciu
o0 modele krysztatdw oraz wykonuje analize substancji krystalicznych z wykorzystaniem metod
rentgenograficznych i DSC a takze mikroskopii optyczne;.

Przedmioty wprowadzajgce i wymagane wiadomosci wstepne:
-Wiadomosci z zakresu wyktadu z Chemii Ciata Statego w semestrze IV oraz
podstawowe wiadomosci z fizyki i chemii fizycznej a takze z obstugi komputerow

Forma zajeé¢ i metody dydaktyczne:
-Zadania laboratoryjne studenci wykonuja indywidualnie lub w grupach dwu osobowych

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu —wymagania i system oceniania:
-kolokwia ustne lub pisemne

Bibliografia podstawowa:
1. JDeren, J. Haber, R. Pampuch Chemia ciata statego PWN Warszawa
2. Z.Bojarski. H. Habla, M. Surowiec Materiaty do nauki krystalografii, PWN Warszawa
3. Z.Trzaska- Durski, H. Trzaska Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej, PWN
Warszawa
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